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BAB V

KESIMPULAI\

Dengan menggunakan MAPLE kita dapat menentukan jumlah frinji yang

bergeser dengan memutar keping gelas sebesar sudut tertentu. Perkiraan tersebut

sudah dibuktikan melalui eksperimen. Susunan dua bauh keping paralel dalam

bentuk lapisan tipis sudah disimulasikan dan pengukurannya mungkin untuk

direalisasikan di laboratorium Fisika UNG.
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